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numérotées a partir de 60000.

Publications consolidées

Les versions consolidées de certaines publications de la CEl
incorporant les amendements sont disponibles. Par exemple,
les numéros d’édition 1.0, 1.1 et 1.2 indiquent respectivement
la publication de base, la publication de base incorporant
'amendeme! e icati e | :
amendements 1 et 2.

Validité de la présente publication

Le contenu t¢chnique des publications de la CE! est constam-
ment revu Jar la CEIl afin qu'il reflete I'état actuel de la
technique.

Des renseigrlements relatifs & la date de reconfirmation de la
publication sont disponibles auprés du Bureau Central de
la CEL

des éditions| révisées et aux amendements peuvent “éire
obtenus aupiés des Comités nationaux de la CEl et dar
documents cirdessous:

Les renseign’rments relatifs a ces révisions, a I'établissemen
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Terminolg
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International|

Pour les symboles-graphiques,fes symboles littéraux et les
signes d'usgge’ général approuvés par la CEl, le lecteur
consultéra 1a CEl 60027: Symboles littéraux a utiliser en

Numbering

As from the 1st January 1997 all IEC publications are issued
with a designation in the 60000 series.

Consolidated publications

Consolidated versions of some IEC publications including
amendments are available. For example, edition numbers 1.0,
1.1 and 1.2 refer, respectively, to the base publication, the

hder cons-
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tion of the

d editions
| Commit-

IEC Bulletin

IEC Yearbook
On-line access*

e Catalogue of IEC publications
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(On-line access)*

Terminology, graphical and letter symbols

For general terminology, readers are referred to |EC 60050:
International Electrotechnical Vocabulary (IEV).

For graphical symbols, and letter symbols and signs approved
by the IEC for general use, readers are referred to publications
|EC 60027: Letter symbols to be used in electrical fechnology,

électrotechnique, la CEl 60417. Symboles graphiques
utilisables sur le matériel. Index, relevé et compilation des
feuilles individuelles, et la CEl 60617: Symboles graphiques
pour schémas.

Publications de la CEl établies
par le méme comité d’études

L’attention du lecteur est attirée sur les listes figurant a la fin de
cette publication, qui énumerent les publications de la CEl
préparées par le comité d'études qui a établi la présente
publication.

* Voir adresse «web site» sur la page de titre.

HEC 60417 Gr ent. Index,
survey and compilation of the single sheets and IEC 60617:
Graphical symbols for diagrams.

IEC Publications prepared by the same
technical committee

The attention of readers is drawn to the end pages of this
publication which list the IEC publications issued by the techni-
cal committee which has prepared the present publication.

* See web site address on title page.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

RESEAUX DE RESISTANCES FIXES A COUCHES UTILISES
DANS LES EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES

DEUXIEME PARTIE: SPECIFICATION PARTICULIERE-CADRE POUR DES RESEAUX DE RESISTANCES
A COUCHES DE QUALITE GARANTIE SUR LES BASES DE L'AGREMENT
DE SAVOIR-FAIRE
NIVEAU D'ASSURANCE E

PREAMBULE

1) Lels décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui &
questions techniques, préparés par des Comités d'Etudes
représentés tous les Comités nationaux s'intéressant @ ce 1S,
exXpriment dans la plus grande mesure possible un a nal
sur les sujets examinés.

2) Ces décisions constituent des recommandatio nt
aglréées comme telles par les Comités nation

3) Dgns le but d'encourager l'unification/inte sdomna. la CEI exprime le
vdeu que tous les Comités nationaux s s régles natjonales
lg texte de la recommandatio esure ol les conditions
nationales le permettent. S = a recommandation|de la
CHI et la régle nationale co = i dans la mesure du p¢ssible,
éfre indiquée en termes claj

La présente norme
Conderlsateurs et rési

Re I;\&ég Six Mois| Rapport de vote

40(BC)655 40(BC)677

Pour d 5, ns er le rappor € vote mentionné dans
le tableau ci-dessus.

Le numéro QC qui figure sur la page de couverture de la présente publication est
le numéro de spécification dans le Systéme CEI d'assurance de la qualité des
composants électroniques (IECQ).
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

FIXED FILM RESISTOR NETWORKS FOR USE IN ELECTRONIC EQUIPMENT

PART 2: BLANK DETAIL SPECIFICATION FOR FILM RESISTOR NETWORKS OF ASSESSED

QUALITY ON THE BASIS OF THE CAPABILITY APPROVAL PROCEDURE

ASSESSMENT LEVEL E

FOREWORD

1) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters,

havling a special interest therein are represented, expre
posgible, an international consensus of opinion on the
with.

2) Thefy have the form of recommendations for intern$
accppted by the National Committees in that se

3) In prder to promote international unificationy
wish that all National Committees should
recpmmendation for their national rules
willl permit. Any divergence between
corfresponding national rule
indjicated in the latter.

This s
Capaci

The te|

';\Meafgs' Rule Report on Voting

40(C0)655 40(C0)677

Furthe
above.

The QC number that appears on the front cover of this publication is

the specification number in the IEC Quality Assessment System for
Electronic Components (IECQ).

preEared by Technical Committees on which all the National Cemmitted

are

ions

he table
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RESEAUX DE RESISTANCES FIXES A COUCHES UTILISES
DANS LES EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES

DEUXIEME PARTIE: SPECIFICATION PARTICULIERE-CADRE POUR DES RESEAUX DE RESISTANCES
A COUCHES DE QUALITE GARANTIE SUR LES BASES DE L'AGREMENT
DE SAVOIR-FAIRE
NIVEAU D'ASSURANCE E

INTRODUCTION

Spécification particuliére-cadre

Une spécification particuliére-cadre est un document, complémentaire de 1la
spécification intermédiaire, comprenant les régles concernant le style, la
présentation et ini gcifi i i i

Pour le¢s circuits a la demande, qui normalement ne sont pa i les exi-

gences|de présentation de la spécification particuliére-c¢4 1 Paculltatives.
contenu minimal de contréle voir paragraphe 3. i\

diaire, Publication 1045-2 de la CEI et la se

d 'une

d'appli-

b) Un fabricant qui veut spécifiex au
domgine d'application de son
La spég¢ification partiguli \ ._donner les données technigues et

les exfgences de cont
la pro¢édure d'agrém

dsistances pour étre acceptés| dans
systéme IECQ.

Le contenu du pakagry R 8

compte| lors de \la : i pécifications particuliéres.

Les numéros pl
inform[

Us dans la premiére page correspondent b4

N\

i doivent é&tre introduites 3 l'emplacement indiqué.

Identification de cations particuliéres publiées

(1) "Cpmmissi ;?;Et;%technique Internationale" ou nom de 1'Organisme
National Normalisation sous l'autorité duquel la spécification

écification particuliére, date d'édition
et toutes autres informations exigées par le systéme national.

(3) Numéro et numéro d'édition de la spécification générique nationale ou CEI.
(4) Numéro CEI de la spécification particuliére-cadre.

Identification des spécifications particuliéres faites par le client
(normalement non publiées)

Au lieu des articles 1), 2), 3) et 4) ci-dessus, la spécification particuliére
complétée doit avoir un numéro d'identification et doit &tre considérée comme
une partie contractuelle de la commande.
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FIXED FILM RESISTOR NETWORKS FOR USE IN ELECTRONIC EQUIPMENT
PART 2: BLANK DETAIL SPECIFICATION FOR FILM RESISTOR NETWORKS OF ASSESSED

QUALITY ON THE BASIS OF THE CAPABILITY APPROVAL PROCEDURE
ASSESSMENT LEVEL E

INTRODUCTION

Blank detail specification:

A blank detail specification is a supplementary document to the Sectional Speci-
fication and contains requirements for style and layout and minimum content of
detail specifications.

For cugtomer circuits, which are normally not published,  the
of the|blank detail specification are optional. For the mipd
inspection requirements, see Sub-clause 3.3.3 of the Sec
Publication 1045-2 and Section 2 of this specification.

of the

F-out reEuirements
tion, IEC

The blank detail specification shall be used for thé
tion by:

specifica-

a) A ctistomer who requires resistor networks
manufacturers capability approval.

the scope of a

b) A manufacturer who requires tg if ig within
the| scope of his capability @

The corpleted detail specificatign sha : the technical data and inspection

requirements of Resistor Networks f releas nder the authority of the IECQ ca-

pability approval procegdure. Q::i>

In the|preparation P : SE Plcsations the content of Sub-clause lf.4 of the

Sectiohal Specifica

The numbers be
mation| which shal

irst page correspond to the following infor-
the position indicated:

Identification efail specifications

:\E;ZLtrotechnical Commission" or the National Stlandards
whose authority the detail specification is dr4qfted.

(1) The

(2) The IEC National Standards number of the detail specification, |date of

ipsué and a further information required by the national system.
(3) Tmemmcat ion.

(4) The IEC number of the blank detail specification.

Identification of customer produced detail specifications (normally not publi-
shed)

Instead of 1), 2), 3) and 4) above the completed detail specification shall be
given an identity number and shall then be considered a contractual part of the
order.
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Le numéro d'identité des spécifications particulidres faites par le client doit
étre affecté suite & un accord entre le client et le fabricant.

Les copies de toutes spécifications particuliéres doivent &tre conservées par le
Contrdleur du fabricant.

Identification d'un réseau de résistances

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

Si possible, une bréve description technique et du type ou de la fonction

du réseau de résistances i couches.

Schéma électrique faisant apparaitre toutes les résistances et connexions

contenues dans le réseau. Le numéro des broches doit étre indiqué.

Les résistances individuelles doivent é&tre marquées R;, Ry, R3, etc.

Indications sur la technologie de base (si applicable).

Npte. -Lorsque le réseau de résistances n'est pas cof

roquis avec les principales dimensions,
ilité, et/ou références correspondant aux

B8 o O

[}
[nd
[y
[y
[N
2]
]
-+
[y
[¢]
=]
[e]
[
o
B3
/2]
o
8
o
[
(]
Q.

spuf pour les spécifications par le client.
Npte. -Le(s) niveau(x) d'ass é(s) dans une spécificati
culiére doit(doivent g ) dans la spécification

diaire, p
particulis

ique qu'une spécificatig
¥l1isée en combinaison avec p
le groupement des essais ne

2

propriétés les plus importantes, permettant
dixerxs types de réseaux de résistances.

0O

utilisé

a cet

hangea-
inter-
e annexe

ou niveau d'asgurance

on parti-
intermé-
n
lusieurs
change

la
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The identity number of customer produced detail specifications shall be allocated
by agreement between the customer and the manufacturer.

Copies of all detail specifications shall be retained by the manufacturer's
Chief Inspector.

Identification of the resistor network

(5) 1If possible, a short technical description and of the type or function of
the film resistor network.

(6) Electrical circuit drawing showing all resistors and connections contained
in the network. The terminal pin number shall be shown.
Individual resistors shall be marked as Rj;, Ry, R3, etc.

(7) Information on typical construction (when applicable).

Note. ~When the resistor network is not designed fof intled board
applications, this shall be clearly stated
specification in this position.

(8) Dutline drawing with main dimensions which a DO T ¢ inter-
changeability and/or reference to the nat 3 ati ocuments

(9) pplication or group of appli jQ gre vel,
Note. -The assessment leve]
be selected from the segctiona
This impli4 3 . % S
combination ‘wi eral \assess

(10) Referenc ata important properties to allow comparigon
between 3 i

on shall
ification, Sub-clause 3.3.3.
specification may be uged in
nent levels, provided the grouping
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1.

1

1

.2

CEI 1045-2-1 (2)
(L) QC 390 101
COMPOSANTS ELECTRONIQUES CEI 1045-2 (4)
DE QUALITE CONTROLEE
CONFORMEMENT A: QC 390 100
(3)
RESEAUX DE RESISTANCES (5)
Croquis d'encombrement: (voir tableau I) FIXES A CO
(Prpjection: Méthode du premier diédre)
(8) \)
Eficap (7)
<
(D'pautres formes sont autorisées 3 assurance: E (9)
1'iptérieur des dimensions données)
G
Les informations go :}Lgiénlblllte des composants
qual 1es o cspe ification particuliére
son do igte’ des Produits Qualifiés.
(10)

<::> LK\EEC 0N<::::;;:§ACTERISTIQUES GENERALES

CARACTEXISRIQU

NERA ES

phe 1.4.2 de la Publication 1045-2 de la CEI).

MEmaSB§2§;\ST\n$§}AGE RECOMMANDEE(S) (4 introduire)

NS\ET CARACTERISTIQUES

TABLEAU I
Dissipation Tension
nominale d'isolement Dimensions
Modéle du réseau entre
a 70 °C éléments
(si appli-
cable)
(W) )

Toutes les dimensions sont en millimétres

ou en inches et millimétres.
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IEC 1045-2-1 (2)
(D QC 390 101
ELECTRONIC COMPONENTS IEC 1045-2 (4)
OF ASSESSED QUALITY
IN ACCORDANCE WITH: QC 390 100
(3)
FIXED FILM RESISTOR (5)
Outlline drawing: (see Table I) NETWORKS
(Fifrst angle projection)
(8)
d mb ded (7)
(Other shapes are permitted within \Q§sm‘\\\{ével(s) E (9)
the| dimensions given)
(”\ \)
(6)
Information|\on Nab llty of components
q ifi to th ta pe01f1cat10n is given
th Qual ducts List.
(10)

1

2

GENERAz/bA

EC ON ONE - GENERAL DATA

REqéﬁhgbh;\g\ixgon S) OF MOUNTING (to be inserted)

<Z§E§§§§%§ii335§
DIM ONS) RAT

1.4.2 of IEC Publication 1045-2).

INGS AND CHARACTERISTICS

TABLE I
Rated Isolation
network voltage Dimensions
Style dissipation between
at 70 °C elements
(if appli-
cable)
(W) P

All dimensions are in millimetres or inches

and millimetres.
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1.2.1 CARACTERISTIQUES DES ELEMENTS DE RESISTANCE
Elément Résis- |Tolé- |Dissipa- |Tension Coeffi- Classe Insta- Insta-
de résis-|tance rance |tion nomi-~|limite cient de sta- |bilité, |bilité,
tance nomina-|sur la|nale de nominale enfde tempé- |[bilité essais essais
le résis-|1'élément |[courant rature de de
tance |& 70 °C continu ou longue courte
alternatif durée durée
efficace
() () (W) (V) (10-6/°cC) (%) (2 + Q) |[(Z + Q)
Rj
Ro /\
N
% Q)
Ry I P \\ \\v)
ANV RSN
v /\ N \\/
Note. -D'aytres représentations des uvent étre nécessaires,

posd

1.2.2

la représentation ci-de
ible.

VALEURS NOMINALES ET CA DU RESEAU

Catégorie climatiqgué -/-/-

Basse pressj

Caracté

Dérive différentielle de résistance . e

%us
respettée dans la mesu]

8,5 kPa (85 mbar)

entre RxXx et Ry (si applicable)

Méthode d'essai pour la dérive
différentielle

Dans le cas d'un
de savoir-~faire":
caractéristiques
(voir paragraphe
intermédiaire).

"circuit d'agrément
Gamme des

nominales couvertes

3.1 de la spécification

re du
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1.2.1 RATINGS AND CHARACTERISTICS OF THE RESISTOR ELEMENTS
Resistor |Rated Resis~|{Rated Limiting Tempera- Stabi- Instabi-|Instabi-
element resis- |tance |element element ture lity lity, lity,
tance tole- |dissipa- voltage coeffi- class long- short-
rance |tion d.c. or cient term term
at 70 °C a.c. test test
r.m.s.
(@ | (W) (V) (1076/°c) | (&) [+ ) |[(z+ )
Ry
Ry
R /\(
3 L)
Ra O\
V SN D
Note. ~Othe but the above

1.2,

2

RATINGS AND CHARACTERIST ETWORK

N
r presentations of the above info io a ;\\;gégg;ary,
presentation should be follow 2f§§j§i}: s{fEle.

Climatic catego

-/~

as
OF

8,5 kPa (85 mbar)

Functi
(if ap
oo %
A 3
Differenttal resistance change R 4

between Rx and Ry (if applicable)

Test method for differential drift

In the case of a "Capability
Qualifying Circuit": Range of
electrical ratings and charac-
teristics covered (see Sub-
clause 3.1 of the Sectional
Specification).
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1.4
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REDUCTION DE LA DISSIPATION

La dissipation des résistances couvertes par la présente spécification
ne doit pas dépasser les valeurs indiquées par la courbe ci-aprés:

(Introduire la courbe appropriée
_ dans la spécification particuliére)

hcation intermédiaire.

étre con-
—-1 de la

détail
mballage.

des, réseaux couverts par la présente spécificatlion doivent
jfium, en clair ou en code, les renseignements [suivants:

ircuit, par exemple: réseau de résistances & couches

2) Numéro de la spécification particuliére et numéro d'éditilon et le

’

3) Fonction du circuit, si applicable.

4) Caractéristiques fonctionnelles avec leurs tolérances, si appli-
cable.

RAPPORTS CERTIFIES DE LOTS ACCEPTES

Lorsque les rapports certifiés de lots acceptés sont exigés, ils
doivent comprendre les résultats des essais des CQC conformément au
paragraphe 3.8.1 de la spécification générique.
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1.2.3 DERATING

Resistors covered by this specification are derated according to
the following curve:

(A suitable curve to be included
in the detail specification)

Note. -See also Sub-clause 2.3.3 of the ecification.

1.3 RELATED DOCUMENTS

1.4
nce with
e shall be
1.5
\;§é§§>ks covered by this specification shall contgin, in
in codéd form, the following minimum information:
type e.g.: thick film resistor network.
2) er of the detail specification with style reference and
assessment level, if appropriate.
3) Function of the circuit, if appropriate.
4) Basic functional characteristics with tolerances, if appropriate.
1.6 CERTIFIED RECORDS OF RELEASED LOTS

When certified records of released lots are required, they shall include
the results of the testing of the CQC's in accordance with Sub-clause
3.8.1 of the Generic Specification.
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1.8
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INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES (non applicable aux exigences de contrle)

(La spécification particuliére peut donner des informations (qui ne sont
pas normalement destinées & étre vérifiées par la procédure de contrdle),
tels que courbes, dessins et notes, dans le but de clarifier la spécifi-
cation particuliére).

EXIGENCES COMPLEMENTAIRES OU PLUS SEVERES QUE CELLES SPECIFIEES DANS LA
SPECTFICATION GENERIQUE ET/OU INTERMEDIAIRE

Note. -Des exigences complémentaires ou plus sévéres ne devraient étre
spécifiées que si elles sont essentielles.

SECTION DEUX - EXIGENCES DE CONTROLE

Notes|l.

35

EXIGENCES DE CONTROLE

PROCEDURES

Pour 1'agrément de savoir-faire la procédure doit & rme 2
ltarticle 3 de la spécification intermédiai i S D45-2 de
la CEI.

Pour le maintien de l'agrément de &avoy htréle de

la conformité de la qualité, le
tillonnage, la périodicité, les
au tableau II.

comprenant l'échan-
exigences, gst donné

~Les numéros Ade agra i us.our les essais renvoient|a la
spécificat éseaux de résistances fixefp a

couches CEI, sauf pour les caractérfistiques
istances, les caractéristiques
empérature qui se référent a la gpécifica-
exigences de contréle dépendent bpaucoup
éseau, ces exigences seront données fans la
S'il y a lieu ces exigences de cpntrdle

igs dans les tableaux I et II de la spéciffication

veaux\de contrble et les NQA sont extraits de la Publigation 410
Plans et régles d'échantillonnage pour les contrdfles par

~Dans ce tableau:

4.

= périodicité (en mois)
= effectif de l1l'échantillon
= critére d'acceptation (nombre de défectueux autorisé)
= destructif

D = non destructif

C = niveau de contrdle

QA = niveau de qualité acceptable

ZZZ290p0

}Publication 410 de la CEI

-Normalement les essais des groupes A et B sont effectués sur les
circuits client et les essais des groupes C et D sur les CQC.
Tout essai supplémentaires exigé par le client doit étre spécifié.
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1.8

Notes

ADDITIONAL INFORMATION (not for inspection purposes)

(The detail specification may include information (which is not normally
required to be verified by the inspection procedure) such as curves,
drawings and notes for the clarification of the detail specification).

ADDITIONAL OR INCREASED SEVERITIES OR REQUIREMENTS TQ THOSE SPECIFIED
IN THE GENERIC AND/OR SECTIONAL SPECIFICATION

Note. —-Additions or increased requirements should be specified only when
essential.

SECTION TWO - INSPECTION REQUIREMENTS

1.

INSPECTION REQUIREMENTS

PROCEDURES
- For Capability Approval, the procedure ce with the
Sectional Specification, IEC Publica

- For maintenance of Capability App
tion the test schedule of Table
severities and requirements.

nce Inspec-
dicity,

| for fixed
iIctional
mperature
nce perfor-
he network,
late these
II of the

artrd AQLs are selected from IEC Publication|410:
3yd Procedures for Inspection by Attributes.

4,

= destructive
non-destructive
inspection level
acceptable quality level

P
n
c = acceptance criterion (permitted number of defectives)
D
N

-
[l =}
o

AQL }IEC Publication 410

-Normally Groups A and B are carried out on customer circuits, groups C
and D on CQC's. Any additional test required by the customer shall be
specified at this point.
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Numéro de paragraphe D |Conditions d'essai N N Exigences

et essai ou |(voir note 1) (o] Q (voir note 1)

(voir note 1) ND A

(voir note 2)

CONTROLE DU GROUPE A

(lot par lot)

Sous-groupe Al ND S-4 1,0%

4.4.1 Examen visuel Selon 4.4.1
Marquage lisible et
selon 1.4 de la pré-
'Eéngs spgclification

Sous-groupé A2 ND S-4 1,0%

4.4.2 Dimepsions
(au ¢alibre)

Résigtance

Caragtéristi-
ques| fonction-
nellgs (si
applficable)

Rappprt de
résiEtance
(si ppplicable)

ableau I de
e spécifi-

elon 4.5.)2

CONTROLE DU GROUPE B
(lot par 1pt)

Sous-groupp Bl

4.14 Soudpbilité

<

SaN}
RN

2,5%

4.23

solvants

Sa feillissement Bon étamage mis en
éthdode: évidence par 1'écou-
A\ lement libre de
\Q: l'alliage [avec un
\\\v mouillage |convenable
des sortigs ou, selon
les cas, temps de
soudage .{. s
Résistance du Solvant: Marquage lisible
marquage aux Température du
solvant:
(si applicable) Méthode 1

Matériau de frottement:
coton hydrophile

Reprise:
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Sub-clause number D |Conditions of test I A Performance
and Test or |(see Note 1) L Q requirements
(see Note 1) ND L (see Note 1)
(see Note 2)
GROUP A INSPECTION
(lot-by-1lot)
Sub-group Al ND S-4 1,0%
4.4.1 Visual exam- As in 4.4.1
ination Legible marking and
as specified in 1.4
'Bf\gyis specification
Sub-group A2 ND

4.4.2 Dimepsions
(gauging)

Resiptance

Functional
charpcteris-
tics| (if
appljicable)

Resigtance
ratip (if
applficable)

Yan

led in Ta-
his speci-

GROUP_B INSPECTION

(lot-by-1oft) <i:>

4.14 Solderability

Sub-group Bl

\\

\\\\fisgizi;\J/
Witho ageing
thod: ...

Good tinning as evi-
denced by (free flow-
ing of thg solder
with wetting of the
terminatiqns or sol-
der shall |flow within
... s, as|applicable

4.23 Solvent
resistance of
the marking

(if applicable)

Solvent:

Solvent temperature:
Method 1

Rubbing material: cotton
wool

Recovery:

Legible marking
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Numéro de paragraphe

Conditions d'essai Effectif de Exigences
et essai ou |(voir note 1) l'échantillon|(voir note 1)
(voir note 1) ND et critére
d'acceptation
(voir note 3)
P n c
CONTROLE DU GROUPE C
{(périodique)
Sous-groupe Cl D 1 10 1
4.9 Tension de Méthode: ... Pas de claquage, ni
tenue de contournement
4.16 VariLtions 0p = Température mini-
rapifles de male de catégorie
tempfrature 0p = Température maxi-

4.10.4.2 Cpefficient
e tempéra-
ure de la
Esistance

Rt Q.

Caractéristi=
qu
ti
ta
ra

ap

male de catégorie

Examen visuel

Résistance

0 °¢/température
ale de catégorie

\
3

=
L)

as de dommage
visible
AR £ £(..|%R + ...Q)

a: ... 1078/°c

A(R.T.C.) | ...%
(Voir 2.2.22)

A(R.T.C.) £ ...%
(Voir 2.2.22)

Sous~groupL C2A

Moitié de
lon du sou

“échantil-

Vol
\>x4

4.13 Robustesse des
sorties

Voir 2.4.8 de la spéci-
fication intermédiaire

Examen visuel

Résistance

Pas de dommage
visible

AR X #(...%R + ...Q)



https://iecnorm.com/api/?name=64a26aeb857b5fe3163d4720481ed0b1

1045-2-1 © IEC

-19 -

Sub-clause number D |Conditions of test Sample size Performance
and Test or |(see Note 1) & criterion requirements
(see Note 1) ND : of accepta- (see Note 1)
bility (see
Note,3)
P n| c
GROUP _C INSPECTION
(periodic)
Sub-group Cl D 1 10 1
4.9 Voltage proof Method: No breakdown or

flashover

4,16 Rapid change
of temperature

4.10.4,2 Temperature
cpefficient
of resistan-

0p = Lower category
temperature

6g = Upper category
temperature

Visual examination
Resistance

only when 3
coeffici

=0
< RL)

damage
JER + ..

6/°Cc

.Q)

ck
q

Differential A(R.T.C.) S 4
registance/ (See 2.2.22)
tepperatur
chpracteris- A(R.T.C.) |£ ...%
tik (if /\\\ (See 2.2.22)
applicablez/\

Sub-group [C2A 3 5

N

Half of thE
of Sub-gro

4.13 Robqstness of

termindtions

See 2.4.8 of the
sectional specification

Visual examination

Resistance

No visible damage

AR £ £(...%ZR + ..

.Q)
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Numéro de paragraphe | D
ou
ND

et essai
(voir note 1)

Conditions d'essai
(voir note 1)

Effectif de

1'échantillon

et critére

d'acceptation
(voir note 3)

P n| c

Exigences

(voir note 1)

4,15 Résistance 3
la chaleur de

soudage

4.22

Résistance du

Bain d'alliage, méthode
1A
Examen visuel

Résistance

Solvant:

4.10

4.12 Surcharge

visible

AR £ (...

solvant:
Méthode 2

Reprise:

Température minimale de
catégorie/20 °C

20 °C/Température maxi-
male de catégorie

. Ven
sortie...

Examen vis

)
3

visible

Pas de dommage

Marquage lisible

ZR + ...Q)

Voir la spécification

re

ou
a 1076/°c
AR < . .%]| ou
R

a: 107%/°c

Pas de dommage

Marquage lisible

AR £ #(..J|%4R + ...Q)
Sous-group 3 5
Autre moit]i
1'échantil
sous-group
4.16 Varilation S 04> Température mini-
rapildés male de catégorie
température \\\/%B = Température maxi-
male de catégorie
Examen visuel Pas de dommage
visible Tm
Résistance AR € #(...%R + ...Q)
4.18 Vibrations Méthode de montage:

Voir 1.1 de la présente
spécification

Méthode B4

Gamme de fréquences:

10 4 500 Hz

Amplitude: 0,75 mm

ou 98m/s2 (la moins

sévére des deux)
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Sub-clause number D |Conditions of test Sample size Performance
and Test or i(see Note 1) & criterion requirements
(see Note 1) ND of accepta- (see Note 1)
bility (see
Note,3)
P n c
4.15 Resistance to Solder bath method 1A
soldering heat Visual examination No visible damage

Legible marking

Resistance AR £ #(...ZR + ...Q)
4.22 Component Solvent: ... See detail
solvemt Solvent—temperaturer ion
resiEtance Method 2
(if japplicable)
Recovery:
4.10 Varijation of Lower category tempera- /\\\ R . r
resistance ture/20 °C g R
with| tempera- \ : 7. 1076/°C
ture \\\\\
20 °C/upper category \\\\\\\\\ 2R < . .%| or
temperature 7 R
(> a: ... 1079/°cC
4.12 Over \\\‘/

No visible damage
Legible marking

Sub-group [C2B 5

Other half
sample of
group Cl

4.16 Rapi
of ¢t

6p\~ Lower category
temperature

6 = Upper category
temperature

Visual examination No visible damage

Resistance AR £ £(...%R + ...Q)

4.18 Vibration Method of mounting:

see 1.1 of this
specification

Procedure B4

Frequency range:

10 to 500 Hz

Amplitude: 0,75 mm

or 98m/s2 (whichever is
the less severe)
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Numéro de paragraphe D |Conditions d'essail Effectif de Exigences
et essai ou |(voir note 1) 1*échantillon|(voir note 1)
(voir note 1) ND et critére
d'acceptation
(voir note 3)
P n c
Durée totale: 6 h
Examen visuel Pas de dommage
visible
Résistance AR £ 2(...%R + ...Q)
Sous-groupge €2 D 3 10 1
Echantillqn composé
des spécimens des
Sous-grouges C2A et
Cc2B x
4.19 Séqyence
clingatique \\\\\
- Ch]leur séche
- Esgai cyclique
de [chaleur
humide, essai
Db, ler cycle
- Frqid
- Bagse pression
atmosphérique
- Esgai cycl?
de [chaleur
hunide, essdi
Db| cycles
regtant
\ E en visuel Pas de dofumage
visible
\\\/ Marquage [Lisible
Résistance AR ﬁ +(..[ %R + .Q)
Résistance d+isotement R—>—166—

entre éléments de résis-
tance (si applicable),
voir aussi 2.4.6 de 1la
spécification intermé-
diaire.

Tension de tenue entre
éléments de résistance
(si applicable), voir
aussi 2.4.7 de la spéci-
fication intermédiaire

Pas de claquage ni de
contournement
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